Confident analysis with

XRF and LIBS

Dual technologies for instant results

NOVINKA - analyza uhliku
rucnim LIBS spektrometrem

6

CARBON
12.011

Recyklace a tfidéni kovového Srotu

e Rychlé a pfesné tridéni nizkolegované oceli
o Vylepsené tfidéni nerezové oceli i podle uhliku

NejnovéjsSi modely Thermo Fisher Scientific NITON

e LIBS spektrometr NITON Apollo — vcéetné analyzy uhliku

o XRF spektrometr NITON XL5Plus — Spickovy rentgenovy spektrometr
e XRF spektrometr NITON XL2Plus — provozni rentgenovy spektrometr
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Fast. Accurate. Portable.
Niton Apollo LIBS Analyzer

Rucni LIBS laserovy spektrometr NITON Apollo

Potrebujete rychle tfidit kovovy material? Potfebujete znat i obsah uhliku? Je pro vas dilezita rychlost
méreni a presnost? Potfebujete spolehlivy a robustni pfistroj s nizkymi naklady na analyzu? Pak je pro
vas novy spektrometr NITON Apollo nejlepSim FeSenim.

Co to je LIBS:

Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) je moderni analyticka technika, ktera e C

pouziva pulzni lasery k uréeni chemického sloZzeni materialu. LIBS existuje jiz mnoho

let a je to technika pouzivana predevsim v laboratornich zafizenich. Diky rychlému

pokroku byl vyvinut i ruéni analyzator schopny provadét presnou prvkovou CARBON
chemickou analyzu materidlu véetné uhliku.

Laserovy pulz se zaostti na povrch vzorku, malé mnoZstvi materialu se odpafi a vytvofi se svitici plazma.
leji zareni obsahuje spektralni ¢ary odparenych prvk(. Toto spektrum se rozloZi spektrometrem,
analyzuje a vypocitd se informace o prvkovém sloZeni vzorku.
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UKOS

Blokové schéma rucniho LIBS spektrometru Apollo
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Vlastni spektrometr
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to cover the desired range of wavelength

Zpracovani signalu

Depending on the needs of the application in terms
of resolution and elements to be measured, one or
ectrometers might be built in the instrument

Thermo

SCIENTIFIC

Laser

,— Emitted lines _l

Fe 248 nm

Mn 403 nm

Fe 373 nm Cr 357 nm

C 193 nm

=3
Plasma

Steel sample

Element typically contained in steel
emitting lines of defined wavelength.

Intenzity, které se naméri béhem analyzy neznamého vzorku, se porovnavaji sintenzitami
zaznamenanymi béhem procesu kalibrace. Koncentrace jednotlivych prvkd nezndmého vzorku se
vypocitaji podle prislusnych kalibra¢nich kfivek a vysledek se zobrazi na displeji analyzatoru.
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Calibration curves

Displayed results
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Kalibrace LIBS spektrometri

Provadi se pomoci kalibra¢nich standardu (etalond).

Empiricka kalibrace — ukazka kalibracni kfivky pro nikl

Calibration curve of nickel in steel
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Argon
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Pro proplach prostoru pred optikou se pouZziva argon. Bez néj nelze analyzovat uhlik, ktery se méfi na

nizkych vinovych délkach.
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UKOS Thermo

Porovnani technologii XRF a LIBS

O 0 ';"“b o R~ _
Source: x-ray tube Source: pulsed laser 20 Hz
Analyzed spot size 8 or 3mm diameter Analyzed spot size 50 ym diameter

Rucni LIBS (laserovy) spektrometr Apollo

- Analyza uhliku v ocelich a nerezi
- Velmi rychla a pfesnd analyza

- Zabudovana knihovna jakosti

- Intuitivni SW

- Jednoduchy export dat

- WiFi, Bluetooth, USB

- Vyména baterie za chodu

To learn more, browse
v , Nitgn'Apollo FAQs
Rucni rentgenové (XRF) spektrometry

Niton™ XL5 Plus Niton™ XL2 Plus
Rtg. lampa 50kV/500pA/5W, SDD detektor Rtg. lampa 45kV/200uA/2W, SDD detektor

Radi vam poskytneme vice informaci. Volejte +420 596 718 912 nebo piste na hilger@hilger.cz.
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